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ランプ制御装置－第 2-2 部：直流又は交流電源用 
低電圧電球用電子トランスの個別要求事項 

 

正 誤 票 
区分 位置 誤 正 

本体 1 この規格…又は導体間若しくは導体と

接地との間が 50 V 以下の…する。 
この規格…又は導体間若しくは導体と

接地との間が 250 V 以下の…する。 
I.6.3.3 試験試料…定格入力周波数で 15 g とす

る。 
試験試料…定格入力周波数で 1.5 g とす

る。 
表 I.5 
試験対象の

絶縁の欄 

絶縁材のきょう（筐）体の内面及び外面に

接触する…との間 
絶縁材のきょう（筐）体の内面に接触する

…との間 

表 I.7 
絶縁の形式

の 1) a)の欄 

入力回路の充電部…及び空間距離 
 
 

入力回路の充電部…及び空間距離 e) 
 
 

附属書 I 

絶縁の形式

の 3)の欄 
外部ケーブルとコード接続用端子との間

の沿面距離及び空間距離。ただし，入力回

路用端子と出力回路用端子との間を除く。

外部ケーブル及びコードの接続用端子間

の沿面距離及び空間距離。ただし，入力回

路用端子間と出力回路用端子間を除く。 
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